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Nationales Vorwort
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Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste
gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fali einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

Klassifikation im

Europdische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

. DIN 41791-4:1974 _
- IEC 147-1:1972 DIN 41791-6:1976

- IEC 148:1969 DIN 41785-3:1975 -

- IEC 617-12:1991 DIN 40900: 1992 -

_ . E DIN |IEC 47(C0O)983:1987 _
IEC 747-1:1983 DIN IEC 747-7-1:1987

- IEC 747-10:1984 DIN IEC 747-10:1984 -
- IEC 748-1:1984 DIN IEC 748-1:1988 -
- IEC 748-2:1985 DIN IEC 748-2:1990 -
- IEC 68-2-30:1980 DIN IEC 68-2-30:1986 -

Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen

DIN 41791-4 Halbleiterbauelemente fiir die Nachrichtentechnik; Angaben in Datenblattern, Verstarker-Transistoren

DIN 41791-6 Halbleiterbauelemente fir die Nachrichtentechnik; Angaben in Datenblédttern, Schalttransistoren

DIN 41785-3 Halbleiterbauelemente; Kurzzeichen zur Verwendung in Datenbléattern, Kurzzeichen fiir Halbleiter-
bauelemente der Leistungselektronik

DIN 40900-12 Graphische Symboile fiir Schaltunterlagen; Binédre Elemente, IEC 617-12:1991, modifiziert

E DIN IEC 47(C0O)983 |EC-Giitebestatigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik; Vordruck fiir Bauartspezifikationen:
Umgebungsbezogene Transistoren fiir NF- und HF-Verstirkung (Ergédnzung); Identisch mit

IEC 47(C0O)983

DIN IEC 747-1 Halbleiterbauelemente; Einzel-Halbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen; Aligemeines;
Identisch mit IEC 747-1, Ausgabe 1983

DIN |IEC 747-10 Halbleiterbauelemente; Fachgrundspezifikation fiir Einzel-Halbleiterbauelemente und Integrierte
Schaltungen; ldentisch mit IEC 747-10, Ausgabe 1984

DIN IEC 748-1 Halbleiterbauelemente; Integrierte Schaltungen; Allgemeines; Identisch mit IEC 748-1, Ausgabe 1984

DIN IEC 748-2 Halbleiterbauelemente; Integrierte Schaltungen; Teil 2: Integrierte Digitalschaltungen; Identisch
mit IEC 748-2:1985

DIN IEC 68-2-30 Elektrotechnik; Grundlegende Umweltpriifverfahren; Priifung Db und Leitfaden: Feuchte Wérme,

zyklisch (12 + 12 Stunden); Identisch mit IEC 68-2-30:1980 (Stand 1985)
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EUROPAISCHE NORM EN 190100
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1993

DK Ersatz fiir CECC 90100 Ausgabe 3 : 1986

Deskriptoren: Qualitit, elektronische Bauelemente, Integrierte Schaltungen

Deutsche Fassung

Rahmenspezifikation

Digitale monolithische Integrierte Schaltungen

Sectional Specification: Spécification intermédiaire:
Digital monolithic integrated circuits Circuits intégrés digitaux monolithiques

Diese Europdische Norm wurde vom CENELEC-Komitee fir Bauelemente der Elektronik
(CECC) am 1993-01-21 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der CEN/CENELEC-Geschéfts-
ordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europa-
ischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim CECC-Generalsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
CECC-Generaisekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dane-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Ver-
einigten Konigreich. Mit Ausnahme der nationalen elektrotechnischen Komitees von Grie-
cheniand, Island und Luxemburg sind die Mitgliedsldnder des CECC mit denen von CENELEC
identisch.

CECC

CENELEC-KOMITEE FUR BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK
CENELEC Electronic Components Committee
Comité des Composants Electroniques du CENELEC

Generalsekretariat: Gartenstr. 179, 60596 Frankfurt/Main

© 1993. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 190100:1993 D
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Vorwort

Das CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) besteht aus den Mitgliedslandern des Europdischen
Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC), die sich an einem harmonisierten Giitebestatigungssystem fur elektro-
nische Bauelemente beteiligen wollen.

Ziel des Systems ist es, den internationalen Handel zu erleichtern durch Harmonisierung der Normen und Giitebestatigungs-
system fiir elektronische Bauelemente und durch Erteilung eines international anerkannten Konformitétszeichens oder einer
Konformitdtsbescheinigung. Die entsprechend den Festlegungen dieses Systems hergestellten Bauelemente sind deshalb in
allen Mitgliedslandern ohne weitere Priifung annehmbar.

Diese Européische Norm wurde von der CECC-Arbeitsgruppe WG 9, “Integrierte Schaltungen”, erstellt.

Der Text dieser Spezifikation wurde als Schriftstiick CECC 90100, Ausgabe 3 : 1986 (mit A1 und A2),im Rahmen des Verfahrens
zur Umwandlung in eine Europdische Norm zur Abstimmung vorgelegt. Er wurde zusammen mit dem Abstimmbericht
CECC(Sekretariat)3284 vom CECC angenommen und am 21. Januar 1993 zur Verdffentlichung als EN 190100 freigegeben.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum der Ankiindigung der EN auf nationaler Ebene (doa): 1993-02-26

— spétestes Datum der Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm (dop): 1993-08-26

— spétestes Datum fiir die Verfallserkldrung der nationalen Norm 1993-08-26

— spétestes Datum fiir die Zuriickziehung entgegenstehender nationaler Normen (dow): 2003-02-26
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1 Anwendungsbereich

Diese Spezifikation gilt fir digitale monolithische Integrierte Schaltungen und muf in Verbindung mit
CECC 90 000 gelesen werden.

In ihr werden Verfahren festgelegt fir:

- strukturelle Ahnlichkeit
- elektrische Messungen
- elektrische Lebensdauerpriifungen.

Der in dieser Rahmenspezifikation enthaltene gemeinsame Vordruck fiir Bauartspezifikation (BDS) enthdit
diejenigen Anforderungen, die fur alle digitalen Integrierten Schaltungen gleich sind.

2 Allgemeines

21 Bezugsschriftstiicke

In jedem Fall ist die letzte Ausgabe des Schriftstiickes, deren Ausgabedatum vor demjenigen dieses
Schriftstiickes liegt, gultig.

IEC 148: Kurzzeichen fir Halbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen (Kapitel X).

IEC 617: Schaltzeichen fur Schaltbilder.

IEC 617-12: Teil 12: Binare logische Elemente.

IEC 747: Halbleiterbauelemente - Einzelhalbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen.

IEC 747-1: Teil 1: Aligemeines.

IEC 747-10: Teil 10: Fachgrundspezifikation fur Einzelhalbleiterbauelemente und Integrierte Schaltungen.
IEC 748: Halbleiterbauelemente - Integrierte Schaltungen.

IEC 748-1: Teil 1: Aligemeines.

IEC 748-2: Teil 2: Digitale Integrierte Schaltungen.

CECC 90 000 Fachgrundspezifikation (GS) fur monolithische Integrierte Schaltungen.

2.2 Vorzugsspannungen fiir digitale monolithische Integrierte Schaltungen
Vorzugswerte sind:

- Bipolare Schaltungen (auBer ECL): 1,5; 5,0; 12; 15V
-ECL: 52V
-MOS:1,3;1,5:3,0;5,0;10; 12; 15; 18; 24 V.

2.3 Symbole und Terminologie

2.31 Begriffe

Fur die Terminologie muB IEC 147-1, insbesondere Abschnitt IV, angewendet werden.

23.2 Kurzzeichen
Die Kurzzeichen missen nach IEC 148, Kapitel X, angewendet werden.

Um einen festgelegten Wert einer elektrischen Gréfle, die grundsatzlich mit einem Buchstaben bezeichnet wird,
anzugeben, mufl das folgende System angewendet werden:

- A fur den groiten positiven (kleinsten negativen) Wert des Bereiches,
- B fiir den kleinsten positiven (groRten negativen) Wert des Bereiches.

Far digitale Variablen durfen die folgenden Bezeichnungen verwendet werden:
- der Bereich, der dem positiven Wert am nachsten ist, wird als H-Bereich bezeichnet;
- der Bereich, der dem negativen Wert am néchsten ist, wird ais L-Bereich bezeichnet;
- die Grenze eines jeden Bereiches, die dem positiven Wert am nachsten ist, wird als A-Wert bezeichnet;
- die Grenze eines jeden Bereiches, die dem negativen Wert am néchsten ist, wird als B-Wert beB@mu.m ents
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Bild 1: Beispiele
233 Schaltzeichen
Schaltzeichen miissen nach IEC 617-12 angewendet werden.
3 Giitebestiatigungsverfahren
3.1 Strukturell 4hnliche Schaltungen (siehe CECC 90 000, Abschnitt 3.2)

Die Gruppenbildung von Typen auf Grund struktureller Ahnlichkeit ist wie folgt:

341 Fur die Prifungen in den Untergruppen B1 - Malle
C1 - MaBe (nicht in B1 enthalten)

sind die Bauelemente strukturell dhnlich, wenn sie das gleiche Gehduse haben und wenn sie von der gleichen
Fertigungslinie stammen und mit dem gleichen Umhillungsverfahren hergestellt werden, wobei die gleichen
Fertigungstechnologien und Zulieferteile verwendet werden.

3.1.2 For die Priafungen in den Untergruppen B2 - Lotbarkeit

B3 - Dichtheitspriifung (Gehduse mit Hohlraum)

B4 - Temperaturwechsel

C2: Tauchen in flussige Reinigungsmittel

C3 - Widerstandsfahigkeit der Anschiiisse

C4 - Lotwarmebestandigkeit, gefolgt von
Temperaturwechsel

C5 - Schocken, Schwingen, Beschleunigen
(Gehause mit Hohiraum)

C6 - Feuchte Warme, konstant (Gehause mit
Hohlraum)

C13 - Salznebel

sind die Bauelemente strukturell dhnlich, wenn:

(a) alle Bauelemente Gehduse haben, die den gleichen Aufbau besitzen, und sich nur in der Anzahl der
Anschlisse unterscheiden. Eine einzelne Gruppe von Bauelementen darf gebildet werden, wenn der
Unterschied zwischen der gréBten und kleinsten Zahl der Anschliisse der Bauelemente in jener Gruppe

betragt:
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- gréRte Zahl der Anschliisse < 24: Unterschied < 4
- gr6Bte Zahl der Anschliisse > 24: Unterschied < 8;

(b) alle Bauelemente von der gleichen Fertigungsslinie stammen und mit dem gleichen Umhdllungsverfahren
hergestellt werden, wobei die gleichen Fertigungstechnologien und Zulieferteile verwendet werden;

(c) das Verhiéltnis aus groBter und kieinster Chipflache innerhalb einer einzelnen Bauelementegruppe den
Faktor 2 nicht Ubersteigt.

313 Fur die Prifungen in den Untergruppen B5 - Elektrische Lebensdauerpriifung (168 h),
C8 - Elektrische Lebensdauerpriifung (1 000 oder
2 000 h),

D1 - Elektrische Lebensdauerpriafung (8 000 h)
sind die Bauelemente strukturell ahnlich, wenn:

(a) alle Bauelemente mit der (den) gleichen empfohlenen Betriebsspannung(en) betrieben werden und das
Verhaltnis der maximalen zur minimalen Verlustleistung kleiner als das 1,2-fache derjenigen der Bauelemente
in einer einzelnen Gruppe sein muf;

(b) alle Bauelemente nach den gleichen Entwurfsregeln entworfen wurden (z.B. Stromdichte und elektrische
Feldstérke);

(c) alle Bauelemente auf der gleichen Fertigungslinie unter Verwendung gleicher technischer Prozesse,
einschlieBlich Montage, mit der primaren Fabrikationsstufe beginnend, hergestelit wurden;

(d)sich das Chip-Layout unterscheidet, aber Bauelemente mit den héchsten empfohlenen
Betriebstemperaturen ausgewahit wurden.

314 Far die Prifungen in den Untergruppen C9 - Lagerung, trockene Warme,
C10 - Lagerung, Kaite

sind die Bauelemente strukturell dhnlich, wenn alle Bauelemente auf der gleichen Fertigungslinie unter
Verwendung gleicher technischer Prozesse, mit der primaren Fabrikationsstufe beginnend, hergestelit wurden.

3.1.5 Fur die Priifungen in der Untergruppe C7 - feuchte Warme, konstant (Gehéuse ohne
Hohiraum)

sind die Bauelemente strukturell dhnlich, wenn:
(a) sie mit den gleichen empfohlenen Betriebsspannungen betrieben werden;
(b) sie nach den gleichen Entwurfsregeln entworfen wurden;

(c) sie auf der gleichen Fertigungslinie unter Verwendung gleicher technischer Prozesse, mit der priméren
Fabrikationsstufe beginnend, hergestellt wurden.

3.1.6 Fir die Priafungen in der Untergruppe C14 - ESD-Priifung
sind die Bauelemente strukturell ahnlich, wenn:
(a) sie nach den gleichen Entwurfsregeln entworfen wurden;

(b) sie auf der gleichen Fertigungslinie unter Verwendung gleicher technischer Prozesse, mit der priméaren
Fabrikationsstufe beginnend, hergestellt wurden.

3.1.7 Wenn die Bedingungen nach 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 und 3.1.6 gelten, darf der Hersteller
eine Stichprobe eines beliebigen Typs auswéhlen. Der ausgewahlte Typ, der fur eine Gruppe von Typen in
Relation zu einer Gruppe von Prifungen reprasentativ sein muB3, darf von Zeit zu Zeit in Abhangigkeit von der in
dieser Zeit hergestellten Typen wechseln. Der fiir die Gruppe von Prifungen ausgewdahite Typ muf} durch die
komplexeste Schaltung oder durch die mit den kritischsten Bemessungsdaten, die die gréfite Gefahr eines
Ausfalls in jener Gruppe von Prifungen ergeben, reprédsentiert werden. Wenn es keinen bedeutenden
Unterschied in den zu prifenden Eigenschaften gibt, muB die Stichprobe aus der laufenden Produktion nach
dem Rotationsprinzip ausgewahit werden.

3.2 Bestitigte Prufberichte

Wenn nicht anders festgelegt, missen die bestétigten Prufberichte die folgenden Angaben enthalten:

- Kurzinformationen zu den Priifungen in den Untergruppen: B2, B3, B4, B5, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9,
C10;

- Angaben zu den Messungen vor und nach der Lebensdauerprifung: C8 und D1.
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4 Priif- und Mefverfahren

41 Elektrische MeBverfahren (siehe CECC 90 000, Abschnitte 4.1 und 4.5)
411 Funktionspriifung
Zweck:

Nachweis, dal das Verhalten einer digitalen Integrierten Schaltung so ist, wie in der Kurzbeschreibung der
Bauartspezifikation (DS) angegeben, und Nachweis, dafl keine Wechselwirkung zwischen unabhingigen
Bereichen besteht.

Stromversorgungen
Steuer-
signal- | _ . _ |
q't?ellen o T Ausgangslast-
M Zu priifende schaltung
[ : digitale
| Integrierte ="
— I I O I A H
gglgaa'?gs- I o _1\‘-_:_ — [~ -] Schaitung ! —L ]
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quellen A : :
S |
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C Anschiug far |
: Loy Bezugspotential | Ausgangssignale
T I
L |
I !

Eingangssignale, Steuersignale
und Ausgangssignal-Komperator

Bild 2

Beschreibung:

Alle Signal- und Steuereingdnge missen in Ubereinstimmung mit der beabsichtigten Funktion der Integrierten
Schaltung betrieben werden und alle sich ergebenden Ausgangssignale missen in Ubereinstimmung mit dieser
Funktion sein.

Wenn nicht anders festgelegt, mussen digitale Schaltungen entsprechend der festgelegten Funktionstabelle oder
-matrix bei Nenn-Versorgungsspannungen gepriift werden. Die Spannungen an den Eingangs-, Steuer- und
Ausgangsanschlissen missen innerhalb der zutreffenden festgelegten Bereiche zwischen Vg, g und Vg 4 sowie
Voug und Vo4 gehalten werden. Nicht belegte Anschliisse missen als solche geprift werden.

MefRvorgang:

Die MeRtemperatur muB, wenn nicht anders angegeben, 25 °C betragen. Die digitale Integrierte Schaltung wird
entsprechend ihrer Typ- und AnschluBkennzeichnung in die Priffassung eingesetzt.

Die Versorgungsspannungen, Eingangs- und Steuersignale missen auf ihre festgelegten Werte und, wo
notwendig, Gber ihre Bereiche und Kombinationen eingestellt werden, wobei die Ausgangssignale mit den
Festlegungen in der Bauartspezifikation Gibereinstimmen miissen.

Die Spannungen und Stréme missen auf Null gesetzt und die digitale integrierte Schaltung aus der Priffassung
entnommen werden.
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Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation muf} festgelegt werden:

- Versorgungsspannungen,
- die Eingangs-, Steuer- und Ausgangsbedingungen und ihre Abhédngigkeiten, sowohl koinzident als auch
sequentiell.

4.1.2 Messung von statischen Kennwerten

Wenn festgelegte Spannungen an die Eingangsanschlisse angelegt und festgelegte Ausgangsstréme aus den
Ausgangsanschliissen gezogen oder in diese eingepragt werden, ist es erforderlich, die Spannungen fir jeden
Zustand des Ausganges zu priifen oder zu messen, um zu garantieren, daf dieselben innerhalb der festgelegten
Grenzen verbleiben.

Die Ausgangsspannungen missen liegen zwischen:
VoHa und Vg g sowie Vg, 4 und Vg g.

Die zulassigen Bereiche der Eingangsspannungen liegen zwischen:
Vina und Vg sowie V 5 und V| g.

In einigen Technologien stellen die mit den Eingangsspannungen verbundenen Stréme den statischen
Eingangslastfaktor jedes Bauelementes dar, und es ist erforderlich, zu prifen oder zu messen, ob die
Eingangsstromaufnahme sich Gber den zuldssigen Bereich der Eingangsspannungen und nicht auBerhalb der
festgelegten oder garantierten Grenzen befindet. AuBerdem ist zu priifen, ob die mit den Ausgangsspannungen
verbundenen Stréme der Ausgangsbelastbarkeit jedes Bauelementes entsprechen. Die Ausgangsbelastbarkeit
ist ein festgelegter Kennwert.

in den folgenden Prafverfahren werden die zuldssigen Eingangsspannungen, Ausgangsstrome oder -lasten als
Prafbedingungen fir die Messung der Ausgangsspannungen verwendet. Zur Messung von V,, werden bei
invertierenden Gattern V| 5 und I, verwendet und bei nicht invertierenden Gattern werden Vg und o,
verwendet. AuRerdem werden die zuldssigen Eingangsspannungen fiir die Messung der zugeordneten Eingangs-
strome verwendet.

Integrierte  Schaltungen werden so ausgelegt, daR sie {ber einen festgelegten Bereich der
Versorgungsspannungen und einen festgelegten Temperaturbereich betrieben werden kénnen. Die Werte der
Eingangs- und Ausgangsspannungen und -strome dndern sich in Abhéngigkeit von der Versorgungsspannung,
der Betriebstemperatur und den Eingangs- und Ausgangslasten.

Fiar Zwecke der Annahmepriifung ist es nicht erforderlich, alle méglichen Variationen der statischen Kennwerte
zu prifen und zu messen. Es gibt bestimmte worst-case-Bedingungen, die den gesamten Grenzbereich der
statischen Kennwerte enthalten, so dal} die Prifung dieser worst-case-Konfiguration ausreichend ist.

Standardprifverfahren:

Der folgende MeRBvorgang mufd fur alle Priifungen nach 4.1.2 verwendet werden.

Verfahren:

Die Temperaturbedingungen werden auf den festgelegten Wert eingestellt und vor und nach der Messung
{iberpruft.

Die Integrierte Schaltung ist entsprechend ihrer Typ- und AnschluBkennzeichnung in die Priffassung
einzusetzen.

Die Versorgungsspannung(en), Eingangsspannung(en) und der Ausgangsstrom oder die Ausgangslastschaltung
werden auf ihre festgelegten Werte eingestellt und die Ausgangsspannung gemessen.

Die Spannungen und Stréme werden auf Null gesetzt und die digitale Integrierte Schaltung aus der Priffassung
entnommen.

(1) Ausgangsspannungen im L-Bereich (kombinatorische Schaltungen)

Zweck:

Messen der Ausgangsspannung im L-Bereich bei einer kombinatorischen digitalen Integrierten Schaltung bei
festgelegten Bedingungen flr die Eingangsspannung, Ausgangslast und Versorgungsspannung.

Beschreibung:

Die Messung muf unter den festgelegten Bedingungen fiir die Versorgungsspannung durchgefﬁhanQ?u‘ﬁte“ts
Ausgangslastschaltung muBl auf seinen festgelegten Wert oder so eingestellt werden 4 der fesigelegte
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hochste Ausgangsstrom im L-Bereich in den Ausgangsanschlu hinein oder aus ihm herausfliet; ein
Stromgenerator darf verwendet werden.

Stromversorgungen (einstelibar)

T
f
Vl 1

Gleichspan- Zu priifende Vo ot Ausgangslast-
nungsquelle [~ " T "7 71 Integriete schaltung
(einstellbar) | _ __1 ____| Schaltung (einstellbar)
Voltmeter Volitmeter Amperemeter
Bild 3

Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation mufl festgelegt werden:

- Versorgungsspannung(en),

- Eingangsspannung(en),

- Ausgangsstrom oder Ausgangslastschaltung,
- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.

(2) Ausgangsspannung im H-Bereich (kombinatorische Schaltungen)

Zweck:

Messen der Ausgangsspannung im H-Bereich bei einer kombinatorischen digitalen Integrierten Schaltung bei
festgelegten Bedingungen fir die Eingangsspannung, Ausgangslast und Versorgungsspannung.

Stromversorgungen (einstelibar)

|
|

v ]
; 1
. Gleichspan- | 1 | Zu priifende Vou lon Ausgangslast-
nungsquelle [~ " L___1 Integrierte schaltung
(einstellbar) | — -1 __._] Schaltung (einstellbar)
Voltmeter Voltmeter Amperemeter
Bild 4

Beschreibung:

Die Messung muf} unter den festgelegten Bedingungen fir die Versorgungsspannung durchgefiihrt werden. Das
Ausgangslastschaltung mul auf seinen festgelegten Wert oder so eingestelit werden, daB der empfohlene
héchste Ausgangsstrom im H-Bereich in den Ausgangsanschlul hinein oder aus ihm herausflieft; ein
Stromgenerator darf verwendet werden.
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Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation mul3 festgelegt werden:

- Versorgungsspannung(en),

- Eingangsspannung(en),

- Ausgangsstrom oder Ausgangslastschaltung,
- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.

(3) Eingangsstrom im L-Bereich (kombinatorische Schaltung)

Zweck:

Messen des Eingangsstromes im L-Bereich bei einer kombinatorischen digitalen Integrierten Schaltung bei

festgelegten Bedingungen.

Beschreibung:

Die Messung muB unter den festgelegten Bedingungen fiir die Versorgungsspannung durchgefihrt werden.

Wenn nicht anders festgelegt, muB der Ausgang ohne Last betrieben werden.

Der festgelegte Wert V|, mu3 der Reihe nach an jeden Eingang angelegt werden. Die anderen Eingénge

missen wie festgelegt beschaltet werden.

Nicht zu prifende Schaltungsbereiche von mehrfach kombinatorischer Integrierten Schaltungen missen ohne

Last oder wie festgelegt betrieben werden.

Stromversorgungen (einstellbar)
T
{
Vi e I = ————
Gleichspan- Zu priifende  |(Yo) o), Ausgangs- |
nungsquellen ( Integrierte -t —— 17 lastschaltung |
(einstellbar) 1T _— T ________ — — -} Schaitung | | | (einstelibar)
vy | |
[ |
| |
== —"'"1'! FJ_"- -1
Voltmeter Amperemeter Voltmeter : Voltmeter : : Amperemeter :
I Iy I
Bild §
Festzulegende Bedingungen:
in der Bauartspezifikation muf3 festgelegt werden:
- Versorgungsspannung(en),
- Eingangsspannung(en),
- Ausgangsstrom oder Ausgangslastschaltung,
- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.
Documents
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{4) Eingangsstrom im H-Bereich (kombinatorische Schaltung)

Zweck:

Messen des Eingangsstromes im H-Bereich bei einer kombinatorischen digitalen Integrierten Schaltung bei
festgelegten Bedingungen.

Stromversorgungen (einstelibar)

o
!
Viy T L Fre————
Gleichspan- Zu prifende | (Vo) (lg)} Ausgangs- .
nungsquellen | Integrierte T lastschaltung |
(einstelibad T ————— [ —————_—— ——] Schaltung | | | (einstelibar) |
v GRS Gamn GMED UMD SRam
1 | |
I |
-{ l
F—= ==y P
Voitmeter Amperemeter Voltmeter : Voltmeter i : Amperemeter :
| IR I SN
Bild 6

Beschreibung:

Die Messung muB unter den festgelegten Bedingungen fir die Versorgungsspannung durchgefihrt werden.
Wenn nicht anders festgelegt, mul® der Ausgang ohne Last betrieben werden.

Der festgelegte Wert der Eingangsspannung mu® der Reihe nach an jeden Eingang angelegt werden. Die
anderen Eingdnge missen wie festgelegt beschaltet werden.

Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation muB festgelegt werden:

- Versorgungsspannung(en),

- Eingangsspannung(en),

- Ausgangsstrom oder Ausgangslastschaltung,
- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.
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(5) Ausgangsspannungen von binaren Integrierten Folgeschaltungen

Zweck:

Messen der Ausgangsspannungen im H- und L-Bereich von bindren Integrierten Folgeschaltungen unter
festgelegten Bedingungen.

§ o 1 ° Vee
Setzeingang
(Preset) S ] Rey
oo lot
= - - Q
_ S E— Zu priifende
Trigger- digitale G)
eingang Integrierte
K o Schaltung VoL
Tow
- 4 — @
K o] R
L2
O
Riicksetz- R — Vou
eingang
{Clear)
-]
AnschluB® far
Bezugspotential
Bild 7

Beschreibung:

Die Messung mul unter den festgelegten Bedingungen fir die Versorgungsspannung durchgefihrt werden. Die
Lastwiderstéande Ry und R, missen auf ihre festgelegten Werte oder so eingestellt werden, dall die héchsten
empfohlenen Ausgangsstrome im L- und H-Bereich in den Ausgangsanschluf hinein oder aus ihn herausflieBen;
Stromgeneratoren diirfen verwendet werden.

Jeder Steuereingang J, K, R oder S muB sich so, wie in der Funktionsmatrix definiert, auf den festgelegten
Spannungswerten, zum Beispiel V, g fir TTL-Bauelemente, befinden; ausgenommen wie nachfolgend
festgelegt.

Jeder Steuereingang :J, R, R oder S muR sich so, wie in der Funktionsmatrix definiert, auf den festgelegten
Spannungswerten, zum Beispiel V, , fir TTL-Bauelemente, befinden; ausgenommen wie nachfolgend
festgelegt.

Der Triggereingang muf® wahrend der Messung mit einem Recheckimpuls angesteuert werden, dessen

- VgL am Q-Ausgang und Vg, am é—Ausgang

Der Setzeingang muf} in den nichtaktiven Zustand gebracht werden, zum Beispiel: Null Volt oder V¢ iy bei
TTL-Bauelementen. Im Setzzyklus wird der Ricksetz-Eingang in den aktiven und dann in den nichtaktiven
Zustand gebracht.

-VgL am é—Ausgang und Vo am Q-Ausgang

Der Riicksetzeingang muB in den nichtaktiven Zustand gebracht werden, zum Beispiel: 0 Volt oder Ve bei
TTL-Bauelementen. Im Setzzyklus wird der Setz-Eingang in den aktiven und dann in den nichtaktiven Zustand
gebracht.

Wenn keine Ricksetz- und/oder Setz-Anschlisse an dem zu prifenden Bauelement vorgesehen sind, muB} die
Schaltung fur Prifzwecke entweder (1) durch Anlegen von Signalen an die geeigneten Eingangsanschlisse in
Verbindung mit Triggerimpulsen entsprechend der Funktionstabelle oder, wo geeignet, (2) durch entsprechende
Beschaltung der Ausgange gesetzt oder zurlickgesetzt werden. Documents
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Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation muf’ festgelegt werden:

- Versorgungsspannung(en),

- Eingangs-, Steuer- und Ausgangsbedingungen und ihre zeitlichen Beziehungen zueinander, sowohl
zusammen als auch nacheinander,

- die Dauer, Abfall- und Anstiegszeit der Taktimpuise,

- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.

(6) Eingangsstrome fiir integrierte binidre Folgeschaltungen
Zweck:

Messen des Stromes in jeden Eingangsanschlul unter festgelegten Bedingungen. "Eingangsanschliisse"
schlieflen Steueranschliisse von binédren digitalen Folgeschaltungen, wie Trigger-, Setz- und Riicksetzanschiiisse

ein.
Setzeingang S © ° Ve
(Preset) s o_____l
ey DU P
l————————0 Q
Tri ’ Zy pn’.ifende
ngger- 0 | digitale
eingang integrierte
K or—r Schaltung
L oQ
Ko
Riicksetz- R o ]
eingang . ~ . AnschiuB fir
(Clear) R Bezugspotential
Bild 8

Beschreibung:

Die Messung muBl unter den festgelegten Bedingungen fiir die Versorgungsspannungen durchgefiihrt werden.
Wenn nicht anders vorgeschrieben, miissen die Messungen bei Ausgéangen ohne Last durchgefiihrt werden.

Bei Eingangen im L-Bereich muR der Strom mit der an jedem Eingang nacheinander angelegten festgelegten
Spannung gemessen werden, wobei alle anderen Eingénge wie festgelegt beschaltet werden.

Bei Eingangen im H-Bereich mu der Strom mit der an jedem Eingang nacheinander angelegten festgelegten
Spannung gemessen werden, wobei alle anderen Eingdnge wie festgelegt beschaltet werden.

Eingédnge, die mit zusétzlichen invertierenden Gattern verbunden sind, miissen mit einer Vorspannung versehen
werden, um einen geeigneten Pegel fir die Eingédnge zu erreichen.

Wenn ein Setzzyklus festgelegt ist, muB der entsprechende Eingang bei der festgelegten Spannung auf seinen
aktiven Zustand gebracht und dann in seinen nichtaktiven Zustand gesetzt werden.

Festzulegende Bedingungen:
In der Bauartspezifikation muf} festgelegt werden:

- Versorgungsspannung(en),

- Eingangs-, Steuer- und Ausgangsbedingungen und ihre Abhangigkeiten sowohl koinzident als auch
sequentiell,

- die Dauer, Abfall- und Anstiegszeit der Triggerimpulse,

- Umgebungs- oder Bezugspunkttemperatur.
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(7) Messung von Ausgangsstromen

Die Messung von Ausgangsstrémen mu nach den Verfahren nach 4.1.2.(1), (2) und (3) mit der Ausnahme
durchgefiihrt werden, daB die Ausgédnge mit einer festgelegten Lastschaltung oder Spannung betrieben werden.

413 Messung von dynamischen Kennwerten

Zur Uberprifung der Verzégerungs-, Ubergangs- und Laufzeiten kénnen zwei MeBmethoden verwendet werden.
Der Vordruck fur die Bauartspezifikation (BDS) oder die Familien-Spezifikation (FS) muR alle zuldssigen
Lastschaltungen enthalten. In der Bauartspezifikation missen die Methode(n), Lastnetzwerk(e) und die zu
verwendenden Grenzen festgelegt werden. Wenn beide Verfahren angegeben werden, muf3 die
Referenzmethode gekennzeichnet sein. Im Streitfall darfen nur die Ergebnisse der Referenzmethode gelten.

Die bei Zeitmessungen verwendeten Bezugspegel sind nicht fir Schaltungen mit Eingangspegelbereichen
geeignet, die sich betrdchtlich von den Ausgangspegelbereichen unterscheiden, zum Beispiel bei bestimmten
Anpassungsschaltungen.

Methode 1 - Messung mit passiven Lastnetzwerken (Bild 9)

Stromversorgungen

: i
Eingangs- Zu prifende

impuls- treiber: igi '
- digitale Integrier-
generator schaltung 1 te Schaltung

Ausgangs-
lastschaltung

°<-—-o

i il ==% Co

=

==

AnschiuB fiir
Bezugspotential

— Zeitmefigerat ——

Bild 8
Beschreibung:

Diese Messungen missen die Verzégerungs-, Ubergangs- und Laufzeiten fir invertierende und/oder
nichtinvertierende digitale Integrierte Schaltungen bestimmen, deren Eingdnge und Ausgédnge mit festgelegten
passiven Lastschaltungen belastet werden.

Die Eingangs- und Ausgangskapazititen C; und C, missen den festgelegten Werten entsprechen und alle
parasitaren, in den Eingangs- und Ausgangslastschaltungen auftretenden Kapazititen sowie alle mit dem
MeRaufbau zusammenhédngenden Streukapazitaten beinhalten.

C, und C, dirfen, wo es zweckméRig ist, in die Eingangs- und Ausgangslastschaltungen einbezogen werden.
Wenn es erforderlich ist, muR die Lastschailtung so, wie in der Bauartspezifikation vorgeschrieben, sein.

Der Innenwiderstand des Impulsgenerators und die Kennwerte der Impulsform missen so, wie in der
Bauartspezifikation vorgeschrieben, sein.

Die Gleichspannungsbedingungen, einschlieflich der Vorspannung an allen unbenutzten Eingdngen und
Ausgangen der zu messenden Integrierten Schaltung missen so, wie in der Bauartspezifikation vorgeschrieben,
sein.
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Methode 2 - Messungen mit digitalen Lastschaltungen (Bild 10)

Stromversorgungen
Digitale 2u priifende L
Impuls- Treiber- digitale Integrier Digitale
generator schaltung i te Schaltung ‘ Lastschaltung
v v
AnschluB fiir
Bezugspotential
(M - 1) digitale — -— g:t ;g‘lr)i :‘f‘genale
Integrierte el i N =
Schgltungen zeitmesgerat l“‘ Schaltungen
Bild 10

Beschreibung:

Diese Messungen miissen die Verzégerungs-, Ubergangs- und Laufzeiten fiir invertierende und/oder nicht
invertierende digitale Integrierte Schaltungen bestimmen, deren Eingdnge und Ausgange mit festgelegten
digitalen Integrierten Schaltungen belastet werden. Die zur Ansteuerung des Eingangs und als
Ausgangslastschaltungen verwendeten Integrierten Schaltungen missen typische Kennwerte besitzen, die
denjenigen Integrierten Schaltungen entsprechen, die normalerweise an die zu messenden Integrierte Schaltung
angeschiossen werden. Die Anzahl der Schaltungen, die parallel durch die Eingangsschaltung (M) und die zu
prifenden Integrierte Schaltung (N) angesteuert werden, muB so, wie in der Bauartspezifikation vorgeschrieben,
sein und den ungiinstigsten Fall fiir jede der zwei zu messenden Zeiten darstellen.

Die Eingangs- und Ausgangskapazitdten C, und C, missen so, wie festgelegt, sein und alle parasitaren
Kapazitaten einschlieBen.

Es muR darauf geachtet werden, daR induktive Wirkungen in den Verbindungsleitungen des Prifaufbaus
vermieden werden. Wenn spezifiziert, so dirfen die Eingangs- und Ausgangsschaltungen auch durch festgelegte
aquivalente Schaltungen ersetzt werden.

Der Innenwiderstand des Impulsgenerators und die Kennwerte der Impulsform missen wie in der
Bauartspezifikation vorgeschrieben sein.

Die Gleichspannungsbedingungen, einschliellich der Vorspannung an allen unbenutzten Eingédngen und
Ausgéngen der zu messenden Integrierten Schaltung missen so, wie in der Bauartspezifikation vorgeschrieben,
sein.

(1) - Verzégerungs- und Ubergangszeiten
Zweck:

Messen der Verzégerungs- und Ubergangszeiten digitaler Integrierter Schaltungen, wenn sie unter festgelegten
Bedingungen von einem in den anderen Pegelbereich geschaltet werden.

Beschreibung:

Die Verzégerungs- und Ubergangszeiten miissen aus den Kurvenverldufen ermittelt werden, die auf dem
Oszilloskop dargestelit werden, siehe Bild 11. Die Eingangsimpedanz des Oszilloskopes muf3 grof3 im Vergleich
zu den Eingangs- und Ausgangsimpedanzen der zu messenden Integrierten Schaltung sein. Wenn es
erforderlich ist, darf ein gleichwertiges ZeitmeRgeréat anstelle des Oszilloskopes verwendet werden.

Die Amplitude des Eingangsimpulses darf nicht kleiner sein als nachfolgend dargestellt. Die Amplitude im H- und
L-Bereich mufl mit der Eingangslastschaitung als eine festgelegte Last eingestellt werden.
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